Ce baréme de notation peut étre aménagé par la commission de correction

| A. Etude de FP4 : Gestion contraste,

Al A2 A3 Ad
All 2 A21 1 A3l 2 A4l 4
Al2 2 A22 1 ‘A32 2 A42 2
A3 2 A23 ! A33 2 AA3 2
Al4 2 A24 1 A34 2 A4 2
AlLS 2 A25 2 A3S 2 A4S 2
A36 2
=10 =6 =12 =12
| Partie A. ! Total =40 |
| B. Etude de FP2 : Gestion et traitement de ’information. , |
B.1 B2 B3
B.L.1 0.5 B.2.1 1 B3.1 1
B.1.2 1 B.2.2 1 B3.2 4
B.1.3 1 B.23 0.5 B.3.3 2
B.14 1 B.2.4 1 B.3.4 1
B.1.5 1 B.25 0.5 B3.5 3
B.16 1 B.2.6 2 B.3.6 1
B.1.7 1 B.2.7 5 B.3.7 2
B.18 1 B.3.8 2
B.1.9 0.5 |
B.1.10 2
=10 =11 =16
BA4 B B.6
B4.1 0.5 BS.1 2 B.6.1 0.5
B.4.2 0.5 B.5.2 0.5 B.6.2 2
BA3 1 B.5.3
B.44 1 B.5.4 1
B4.5 1
B.4.6 1
B.4.7 1
=6 =45 =25
| Partie B. | Total = 50 |
| C. Etude de FP1 : Affichage Message. !
ClI . C2
C.11 2 c2.1 3
C.1.2 6 C22 1
C23 1,5
c24 1,5
C2.5 1
C.2.6 2
c2.7 |2
=8 =12
[ Partie C. | Total =20 |
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